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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —

Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gdestions
du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sou S internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques {rappocts €echnig(ies ou\guides gréés comme tels par les Comités

nationaux

4) Dans le but d'encourager I'unification internati Qmite natlonaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure ternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et reglonales Toute dlvergenc 8 e Nde fa CEl et la norme nationale ou régionale

5) La CEI n’a fixé aucune proces émme indication d’approbation et sa responsabilité
) dé a l'une de ses normes.

I'objet de droit

6) L’attention est atti fait i 8léments de la présente Norme internationale peuvent faire
responsable de :

s de la CEl 61000-4-3 est issue de la deuxiéme édition (2002)
et 77B/344/RVD] et de son amendement 1 (2002) [documents

Elle a le statut de publication fondamentale en CEM en accord avec le Guide 107 de la CEl.
Elle porte le numéro d'édition 2.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

L'annexe J fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes A a | ainsi que 'annexe K sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-3: Testing and measurement techniques -
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr stangardizatien comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objé is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatignal aratlon is

entrusted to technical committees; any IEC National Committee inter i } alt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and.no govern RE anizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg izati
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
organizations.

between the two

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techpical

3) The documents produced have the form oKrecomme
of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatign,
Standards transparently to the maximum\ exte i \ eir national and regional standards. Any
divergence between the IEC/ S a ational or regional standard shall be clearly

5) The IEC provides no maxki 9 incl its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be i

6) Attention is dra O\the ibiligy tF { elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. EC S ible for identifying any or all such patent rights.

International Starida 000-4;3 has been prepared by subcommittee 77B: High

frequency pheno shaical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This congolid ' 61000-4-3 is based on the second edition (2002) [documents
77B/339 N8 4/RVD] and its amendment 1 (2002) [documents 77B/352/FDIS and
77B/359/R

It has the status of avbasic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.
It bears the edition number 2.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annex J forms an integral part of this standard.

Annexes A to | as well as annex K are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed;
e withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

¢ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relévent pas
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai
Partie 5: Guide d'installation et d'attén

Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuatio
Partie 9: Divers

Chaque partie est a son
internationales soit co

La présente sec
d'immunité et des p

rayonnés aux fréqug
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibilig
Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques
Part 5: Installation and mitigation guidelines
Installation guidelines
Mitigation methods and devices
Part 9: Miscellaneous

This section is an
procedures rela ,@
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure —

Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés
aux fréquences radioélectriques

1 Domaine d'application et objet

La présente section de la CEI 61000-4 traite de l'immunité des m
électroniques a I'énergie électromagnétique rayonnée. Elle définit les
procédures d'essai nécessaires.

Cette section ne
particuliers. Le b i

comités de produit

document. Pour lesxé&férences datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEl 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure — Section 6: Essai d'immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
électromagnétiques aux fréquences radioélectriques
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